FORTSCHRITT
*QJSAB DURCH PHYSIK

SCHNELLE INLINE

OBERFLACHENMESSUNG




CWS 640

Ein robustes Lasersystem zur Inline-Messung der Qualitats-
parameter der Oberflache im Nanometerbereich.
Das CWS 640 besteht aus:
- CWS optischer Kopf
+ CWS Netzteil mit unterbrechungsfreier Stromversorgung
+ CWS Analyse- und Visualisierungs-Software

EINSATZGEBIETE

Uberall dort, wo objektive Messungen und Kontrollen der
Oberflachenqgualitat in Ihrem Unternehmen erforderlich sind.
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Q_L_JAI_ITATSBESTIMI\/IUNG DER OBERFLACHE
FUR ALLE FERTIGUNGSVERFAHREN
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Die QISAB-Technologie ist speziell
dafur entwickelt worden, um qualitative
statistische Oberflachenmessungen in
der industriellen Prozessentwicklung
zu ermaoglichen.

ERHEBLICHES
EINSPARPOTENTIAL

SCHLEIFEN MIT DEM CWS 640
POLIEREN
FEINBEARBEITUNG

*BRINGEN SIE DIE MESSUNG IN DIE PRODUKTION
Das QISAB C\W/S 640 ermoglicht die Messung von
diversen Oberflachenparametern direkt im
industriellen Prozess.

-UBER DAS MENSCHLICHE AUGE HINAUS
Ersetzen Sie die Handarbeit.

*QUALITATSBESTIMMUNG DER OBERFLACHE FUR

BESSERE PROZESSSTEUERUNG
Mit dem CWS 640 lassen sich Werkzeugwartung
und -ersatz besser planen.

‘Messfeld = 4 x 4 mm

-Messdauer 1 ms

-Auswertedauer<0,.2s

-Bendtigte Positioniergenauigkeit < 1 mm (+/- 0,5 mm)
-Arbeitsabstand 75 mm

www.qisab.com



ANWENDUNG UND VORTEILE
VON AUTOMATISIERTER
INLINE-MESSTECHNIK

CWS ANWENDUNGEN UND BESONDERHEITEN

* Geeignet fur automatisierte Inline-Prozesse
* Robustes System, daher geeignet fur automatisierte Inline-Messungen

* Schnelle Inline-Oberfldchenmessung von:
- Rauheit
- Fehlern auf der Oberflache =
- Asymmetrie und Asymmetrie-Winkel i
- Struktur und Struktur-Winkel

- Glanz

* BerUhrungslose Messung durch optische Messtechnik —
* Einfache Bestimmung und Nachverfolgung der Oberflachenqualitat
* Flachige Rauheits-Messung

* Unabhangig von der Ausrichtung der Strukturen auf dem Bauteil

* Ersetzt manuelle Inspektion und taktile oder andere Messtechnik

CWS VORTEILE UND MEHRWERT

* Objektive Messungen

* Klrzere Prozesszeiten

* Méglichkeiten zur Prozessoptimierung

* Automatisierung von bisher manuellen Prozessen

* Inline Qualitatsuberwachung der Oberflachen

* Weniger Ausschuss durch schnelle Inline Oberflachenmessung

* Verbesserte Planung von Werkzeugwartung und -ersatz
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